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Mejora de imagenes de huellas dactilares por
Reflexion Interna Total Frustrada (FTIR)

La Reflexion Interna Total Frustrada (FTIR) es el principio 6ptico aqui empleado en la deteccion de huellas
dactilares. En este trabajo, se presenta el disefio y validaciéon de un sistema 6ptico optimizado para mejorar la
calidad de las imagenes de huellas dactilares. El sistema utiliza un prisma de vidrio N-BK7 y una iluminacién
difusa indirecta para eliminar brillos indeseados y mejorar la nitidez de la imagen. Un modelo tedrico explica
el contraste de la imagen por la interaccion de la huella con la onda evanescente. La simulacién computacional
con OSLO confirma la formacién de una imagen virtual desplazada debido a la refraccion del prisma, lo que
requiere una alineacion 6ptima de la camara. Los resultados muestran que el uso de luz difusa, una correcta
alineacién de la camara y una ligera humectacioén del dedo son esenciales para obtener imagenes de huellas
dactilares con buen contraste. Este enfoque puede ser aplicado en sistemas biométricos y forenses para mejorar
la precision en la identificacién de individuos.
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